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Mikro RTG fluorescencni spektrometr pro elementarni analyzu.

MozZnost analyzy simultanné vétsiho mnozZstvi prvku (min. 23), Ti az U.

Max. vykon rtg lampy 30W, anoda rtg lampy Mo.

Velikost méreného bodu 0,25; 0,7; 1,4 a 4,5 mm.

Pracovni vzdalenost od vzorku min. 20 mm aby bylo moZno méfit i body v prohlubnich.

Buzeni vzorku shora, z divodu pfesného zaméreni paprsku musi byt vzorek buzen svislym
paprskem.

PFistroj musi byt vybaven ON-line video systémem pro obrazovy zaznam méreného mista
v rliznych drovnich zvétseni.

Externi PC s operacnim systémem Windows 10, tiskarnou, klavesnici a mysi, analyticky SW
musi byt vybaven modelem FP pro analyzu slitin.

Model FP s mozZnosti definovat dil¢i kalibrace jednotlivych elementd.

Model musi zahrnovat korekce na téZzkou matrici s moZznosti nastaveni Urovné téchto
korekci.

Detektor SDD s Peltierovym chlazenim s velkou aktivni plochou, min. 30 mm?2

Energetické rozlisSeni : FWHM < 160 eV, mérené na ¢are Mn, pfi vstupu pulsu do detektoru
10 000 pulsi/s.

Moznost zpracovani az 250 000 pulstl/s bez zhorSeni rozliseni.

Kalibracni model musi umoZznovat kompenzaci vlivu matrice v sortimentu registrovanych
slitin a zkugebnich jehel na PU tak, aby bylo mozné méfeni slitin v rozmezi 333-
1000/1000Au+0-667/1000Ag+0-667/1000Cu+0-100/1000Zn+0-150/1000Ni+0-190/1000Pd+
0-60/1000Mn +do10/1000Ga jednou metodou s chybou mensi nez 5/1000 pro prvek Au

Software musi obsahovat kalibra¢ni model, ve kterém jsou korekce vlivu matrice odvozovany
od vypoctenych koncentraci (=neptimé iteracni vyhodnocovani vysledku)

Poskytovani technické pomoci a Udrzby pfistroje, provadéni béznych oprav do 24 hod.,
rocnich prohlidek, dodavka béznych nahradnich dil(i v co mozna nejrychlejsi dobé.

Certifikat jakosti ISO 9001 od vyrobce a dodavatele



